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恩智浦推出首款额定24V输入电压(Vin)、通过SIL 2安全认证的电源管理集成电路(PMIC)，为安全
关键型工业应用中的低功耗微控制器提供全面的单芯片解决方案。该高集成度器件将预稳压电路

与多路电源轨整合于一个紧凑型封装中，从而简化了系统设计。

单芯片解决方案的优势

•适用于空间受限工业设计的小型解决方案
•在单个PMIC中集成预稳压器和多个MCU/外设电源轨
•通过SIL 2安全认证的PMIC，有助于客户更轻松地采用SIL 2和SIL 3安全架构

https://www.nxp.com.cn/support/support:SUPPORTHOME
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